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1, Zasada badania., Badanie polega na pomiarze rzeczy-

wistego profilu powierzchni w ptaszczyznic lczacej pro-
stopadle do powierzchni przez element stykewy przyrzadu

i na odczytaniu wyniku na jego skali lub na wyliczeniu go

na podstawie danych liczbowych odczytanych nha wskaz -
nikach przyrzadu.
2, Prébki, Wycinki ptyt offsetowych z réznych miejsc

powstate przy cieciu ich na formaty lub cate ptyty.

3, Aparatura, Profilometry lub profilografometry, ktére
w zaleznosci od typu i formy umozliwiaja oznaczanie para-
wykresdlenie

‘metréw chropowatosci: R, Rp i R, oraz

profilogramu badanej powierzchni,

(BN-82/0803 -21.04-1

Rys, 1. Schemat okreslania parametru chropowatosci Ra

R, - $rednia wartos¢ odlegtosci punitdw (Y, ,¥, » +..y, )
profilu od linil $redniej ma ditugo$ci odcinka elementarnego
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Odchylenia od linii éredniej sumuja sig bez wzgledu na
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ich zmak algebraiczny wg zaleznosci
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Parametr ten oznaczany jest zgodnie z PN—73/M—04251.
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Rys. 2. Schemat okresélania parametru chropowatosci R})

Rp - érednia odlegto$é punktéw miedzy linia odniesienia
przechodzaca przez najwy2szy punkt profilu i profilem rze-
czywistym '
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Parametr ten wyznaczany jest wg normy DIN 4762 Blatt 1.
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Rys. 3, Schemat okreflania pai-ametru chropowatosci Rt

R, - maksymalna gtebokosé zagtebierh mierzona miedzy

dwiema prostymi réwnolegtymi przechodzacymi przez naj-

wyZszy i najnizszy punkt profilu na dtugoséci odcinka po-
miarowego

Wymieniony parametr wyznacza sig wg normy DIN 4762

Blatt 2.
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4, Wykonanie pomiaru., Pomiar nalezy wykonaé¢ zgodnie

z instrukcja obsfugi przyrzadu, Po wykonaniu okre$lonej

liczby pomiardw danego parametru i odczytaniu wynikéw
liczbowych ze wsgkaZnikdéw profilometru lub ich  wyliczeniu
wyniki podawaé w mikrometrach jako $rednia arytmetyczna
kilku réwnolegiych oznaczad.

Zaleca si¢ podawanie w nawiasach maksymalnego i mi-
nimalnego wyniku pomiaru danego parametru,

Oznaczanie liczby mikroszczytéw przeprowadza sieg na
profilogramach wykonanych na badanej powierzchni, liczac
wierzchotki znajdujace sie na okreslonej ditugosci profilo~
gramu, VNa przyktad na odcinku 4-cm profilogramu obliczo-
no, ze znajduje sie 30 mikroszczytéw, 4 cm ha profilogra-
mie przy powigkszeniu 40 x odpowiada 0, 1 cm diugosci od-

cinka pomiarowego na badanej powierzchni,

4em :40=0,1cm
4 cm - dtugosé odcinka na profilogramie, na ktérym
znajduje sie 30 mikroszczytéw,
40 x - wielkoéé powiekszenia poziomego ustawionego
na profilogramie,
0,1 cm - rzeczywista dtugosé¢ odcinka pomiarowego na
badane] powierzchni ptyty.
Wyliczong liczbg mikroszczytdow na rzeczywistej dtugos—
ci odcinka pomiarowego nalezy przeliczyé na diugo$é 1 cm,

np, 30 :0,1 =300 4/ cm,

5, _Ocena wynikdw, Ocene wynikéw pomiaru wykonuje sie

zasady: Ra<1,2pm, Rp< 2,5 pm,

na podstawie
R, < 5,5 pm. Liczba mikroszczytédw minimum 300/cm,

Umowny symbal graficzny mikroszczytéw A/cm.
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